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技术参数及采购需求
	主要技术指标要求：
1、电子光学系统
1.1、二次电子分辨率：≤0.9 nm@15 kV，≤1.3 nm@1 kV（非样品台减速模式下）；
1.2、放大倍率：10 ~ 1,000,000倍或者更宽，根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准；
1.3、低电压配备电子束减速模式：镜筒内减速或样品台减速；
1.4、电子束加速电压范围：0.02 kV~ 30 kV，着陆能量范围：20eV～30keV（非样品台减速模式下）;
1.5、电子束流：最大束流不小于20 nA；
1.6、电子枪类型：肖特基场发射电子枪，束流稳定性优于0.3%/h；
2、样品室及样品台
2.1、样品舱室尺寸≥365 mm × 275 mm；
2.2、可直接放入的样品最大样品直径不小于200 mm；
2.3、配备五轴优中心马达驱动样品台，移动最大范围指标： X方向≥125 mm，Y方向≥125 mm，R=360°（旋转）；
3、探测器
3.1、样品室二次电子探测器；
3.2、样品室内伸缩式环形背散射探测器，不小于5分割象限，可以进行多种模式成像；
3.3、样品室内红外CCD相机观察系统，与SEM软件集成一体，SEM拍摄时可以同时用CCD监控样品台情况；
4、真空系统
4.1、真空系统：无油机械泵，磁悬浮涡轮分子泵和离子泵；样品室真空度：高真空模式优于2.0×10-4 Pa，电子枪真空度：10-7 Pa数量级。
5、数字图像记录系统
5.1、单张图片最大存储分辨率不小于32k×24k，保证可以大视野高分辨快速成像；
5.2、图像显示：不低于1024×768像素；
5.3、图像记录：TIFF, BMP或JPEG；
6、配套能谱仪及电子背散射衍射仪各一套。

	软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）：
一、硬件配套设备：
1、二次电子探测器
2、背散射电子探测器
3、电子背散射衍射探测器
4、能谱仪
5、样品台
6、真空系统
7、计算机系统
二、软件配套设备：
1、图像采集和处理软件
2、数据分析软件
3、设备控制和管理软件






